EDXRF: muestra 113-1 / sample 113-1

Yacimiento /Archaeological site: Oppidum de Puente Tablas/ Oppidum of
Puente Tablas

Realizado por / Prepared by: 1.U.l. Arqueologia Ibérica
21/05/2015

Analisis en decoracion negra / Analysis on black decoration

cledaxF2WisionWisionPlus.spe 21-May-201516:270:39
LSecs: 91

Oxide Wit% At% |
Na20 00.00 | 00.00
MgO 01.89 |03.21
Al203 | 15.72 | 10.55
SiO2 45.36 | 51.68
P205 01.23 | 00.59
SO3 03.89 |03.32
- —— CI20 01.20 | 00.94
Area andlisis/Analysis area (100x) K20 03.03 02.20
CaO 18.81 | 22.96
44 Sc203 | 00.24 | 00.12
TiO2 00.62 | 00.53
V205 00.04 | 00.01
Cr203 | 00.02 | 00.01
MnO 00.73 | 00.71

Snsh Fe203 | 06.83 | 02.93
' . . CoO 00.04 | 00.04
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: CuO 00.03 | 00.03
Espectro de fluorescencia de rayos X / ZnO 00.03 | 00.03
X-ray fluorescence spectrum HgO2 100.05 |00.01

PbO2 00.02 ] 00.00
Sro 00.11 | 00.07

L . : e Sn02 00.04 |00.02
Condiciones experimentales / Experimental conditions: <202 10007 looao

Voltaje / voltage: 40 kV

; Resultados semicuantitativos/
Intensidad / intensity: 755 pA semiquantitative results

Tamaiio de spot / spot size: 300 pm

QOO




EDXRF: muestra 113-1 / sample 113-1
Yacimiento /Archaeological site: Oppidum de Puente Tablas/ Oppidum of
Puente Tablas

Realizado por / Prepared by: 1.U.l. Arqueologia Ibérica
21/05/2015

Analisis en la pasta ceramica / Analysis on ceramic paste

cliedaxI?Wision'WisionPlus.spc 21-May-2015 16:31:22
LSecs: 90

- Oxide Wt% At% |
Na20 | 00.00 |00.00

0.7 Ca Fe
MgO 02.00 | 03.37
st Al203 |17.92 |[11.93
ls.6 SiO2 49.81 | 56.28
P205 00.63 | 00.30
L SO3 03.46 | 02.93
a- — Cl20 | 00.86 | 00.67
r Area andlisis/Analysis area (100x) K20 02.84 02.05
o CaO | 15.94 |19.30
13 Sc203 [ 00.28 | 00.14
TiO2 00.72 | 00.62
V205 00.05 [ 00.02
Cr203 [00.02 | 00.01
MnO 00.07 | 00.06
snsh Fe203 | 05.14 | 02.18
. . ' CoO 00.03 | 00.03

. 0.00 4.00 &.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.l| N|203 00.00 00.00
CuO 00.01 [00.01
Espectro de fluorescencia de rayos X / ZnO 00.01 |00.01
X-ray fluorescence spectrum HgO2 |00.02 | 00.01
PbO2 00.02 | 00.00
Sro 00.10 | 00.06

: : i SnO2 00.03 [ 00.01
Condiciones experimentales / Experimental conditions: <02 10005 laoot

Voltaje / voltage: 40 kV

Resultados semicuantitativos/
Intensidad / intensity: 755 pA semiquantitative results

Tamaiio de spot / spot size: 300 pm

QOO




